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DATI METRICI

0
ALTEZZA MASSIMA LOCALE TECNICO 3,00 m
SUPERFICI CORTILI INTERNI 370,00 MQ
SUPERFICIE CORTILE ESTERNO 0 MQ
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CONSISTENZA _uCZN_O.Z>_-m

SV) SUPERFICIE CONVENZIONALE = SL+ (SLt x25%)

SV = 4187,00 mq + (18,00 mq x 25%) = 4195,50 MQ
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< | vrrici ammiNisTRATIVE |[Jl| PALESTRA & | SUP- LORDA PIANO TERRA 2.172,00 MQ
M [ ]| AULE DIDATTICHE []| CORTILE SCOPERTO gZ | SUP- CORTILI INTERNI 370,00 MQ
n___w [ ]| corripol, ATRI E ScALE | [l | LOCALE TECNICO I | suP. corTILE ESTERNO 2.600,00 MQ
E ]| SERVIZI IGIENICI [ || LaBORATORI m SUP. LORDA LOCALE TECNICO 18,00 MQ
| AccEssori [ ]| ARcHIVI _m ALTEZZA NETTA INTERNA PIANO TERRA|  3,17m
Q [ ALTEZZA NETTA ATRIO 12,15 m
ALTEZZA MASSIMA PALESTRA 7,50 m
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UFFICI AMMINISTRATIVI

PALESTRA

AULE DIDATTICHE

CORTILE SCOPERTO

CORRIDOI, ATRI E SCALE

LOCALE TECNICO

SERVIZI IGIENICI

LABORATORI

ACCESSORI

T

NS

ARCHIVI

ﬂ M 10

DATI METRICI

SUP. LORDA PIANO PRIMO 1.525,00 MQ
SUP. CORTILI INTERNI 370,00 MQ
ALTEZZA NETTA PIANO PRIMO 3,18 m
ALTEZZA NETTA ATRIO 1215 m
ALTEZZA NETTA AULE HMIn= 3,05 m
ALTEZZA NETTA AULE HMax= 3,95 m
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[ ] [ ] [ ] [ 4 4 [ 4 [ ] b @ [ ]
< | urrici amminisTRATIVI ([l PALESTRA 5 SUP. LORDA PIANO SECONDO 490,00 MQ
M 1| AULE DIDATTICHE | coriLE scoperTO % | SUP. CORTILI INTERNI 370,00 MQ
W [ || corripol, ATRI E SCALE |l LOCALE TECNICO __m ALTEZZA NETTA AULE 3,20m
m_w | sErRvizI IGIENICI [ ]| LaBORATORI m ALTEZZA NETTA CORRIDOIO HMin= 4,23 m
| Accessori [ || ARcHIVE _m ALTEZZA NETTA CORRIDOIO HMax= 5,20 m
Q | ALTEZZA NETTA ATRIO 12,15 m
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PROSPETTO PRINCIPALE
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Viale Kennedy

LEGENDA

SEZIONE AA

UFFICI AMMINISTRATIVI

AULE DIDATTICHE

CORRIDOI, ATRI E SCALE

SERVIZI IGIENICI

ACCESSORI

PALESTRA

CORTILE SCOPERTO

LOCALE TECNICO

o o | Viale Kennedy LABORATORI
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PIANTA PIANO RIALZATO

Implanto strutturale primario - pllastri
SCALA 1:300

cortile intemo

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE PRINCIPALI

TIPOLOGIA EDIFICIO struttura a telaio in c.a. .
N. PIANI (livelli funzionali) | 2 + interrato + soffitta

CONSISTENZA FUNZIONALE

Su (Superficie Tot. Convenzionale) [mql 4196 5
N. UTENTI (studenti+docenti+non docent)| 618

viale J.F. Kennedy
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impianto strutturale primario - pilastri

SCALA 1:300

PIANTA PIANO PRIMO

70 |

——
-

700

copertura palestra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE PRINCIPALI

TIPOLOGIA EDIFICIO

struttura a telalo in c.a.

N. PIANI (livelli funzionali)

2 + interrato + soffitta

CONSISTENZA FUNZIONALE
Su (Superficie Tot. Convenzionale) [mq] 4196
N. UTENTI (studenti+docenti+non docent) 618

TABELLA PARAMETRI DI VALUTAZIONE
(criterl relativi alia tipologla dl Intervento - P1)

STRUTTURE VERTICALI

telal in due direzionl

PILASTRI CORTI

IRREGOLARITA' TOMPAGNI

no

IRREGOLARITA' DI FORMA

2100

2100

170

copertura piano primo

copertura piano primo

copertura piano primo

impianto strutturale primario - pilastri

PIANTA PIANO SECONDO
SCALA 1:300

copertura piano primo

PIANTA COPERTURA

SCALA 1:300
830

170

—

—

INDICE TIPOLOGICO 0.70
INDICE DI DENSITA' 0.85
INDICE DI DISTRIBUZIONE 0.75
INDICEDIRISCHIO  [IR] 0.389
RISCHIO EDIFICIO [R] 0.517
PUNTEGGIO [P1] 36.972

1760

400 680
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INDICE DI RISCHIO - ALLEGATO “A" SCHEDA DI VALUTAZIONE - CRITERI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Coordinate geografiche lat. 41.0800 latitudine Ir 0.389 indice di nischio
(WGS84) lon. 14.2641 longitudine =1-Ig 0.611 | indice di vulnerabilita
Coordinate geografiche lat. 41.0809 latitudine
(EDS0) lon. 14.2650 longitudine Is 0.70 indice tipologico (— scuola secondaria | grado)
Vn 50 anni vita nominale Ny 618 numero utenti (studenti + docenti + non docenti)
Classificazione della Cly I} classe duso Sist [ Mq] 4196 superficie totale convenzionale
struttura Cu 15 coefficiente d'uso Ib 0.85 indice di densita
VR 75 anni periodo di riferimento I 0.75 indice di distribuzione verticale (— n.2 piani utilizzati)
Tr 712 anni periodo di ritorno lge=lg-Ip- 1 0.446 indice di esposizione
ag.d 0.137 g accelerazione attesa su suolo ngido
Fo 2.564 fattore di amplificazione spettrale su suolo ngido 854-Sy 0.164 domanda sismica (SLV)
Tc 0.436 s valore di riferimento per la determinazione dello spettro lp=ag4-Sq/0.35 0.470 indice di pericolosita del sito
Caratterizzazione Cat.syolo B categoria di sottosuolo
sismica del sito (SLV) 8s4 1.20 coefficiente di amplificazione stratigrafica _x_mn_._o edificio scolastico [ x__ 0517 | R=(1y-04)+(lg-04)+(lp-0.2)
Cat.topo ™ categona topografica
St 1.00 coefficiente di amplificazione topografica Punteggio [ P1] 36.972 variabilita : 0SP1570
Sq 1.20 coefficiente di sottosuolo
ag,4-Sq 0.164 g domanda sismica (SLV)
Stryert telai in due direzioni caratterizzazione delle strutture verticali (telai / pareti in una / due direzioni)
ag.c-Sc O 0.10 g valore base della capacita della struttura

Vautazione speditiva

Coefficienti comettivi

della capacita della Pilastri corti si 0.80
struttus (8L Irregolarita tamponature no 1.00
Irregolarita di forma si 0.80
ag,c-Se¢ 0.064 g
INDICE DI RISCHIO Ir 0.389

presenza di pilastni corti
distribuzione irregolare di tamponature rigide (es. solo su un lato, piano pilotis)
irregolarita di forma in pianta o in altezza

capacita della struttura (SLV)

Ir = agec - mn\ﬂnku -Sa




